Performansin Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Sistemi (PDDD)

Performansin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi (PDDD), EN 50575 kapsaminda CE
isaretinin, yangin tepki performansina yonelik olarak nasil ve kim tarafindan degerlendirilecegini, ayni
zamanda degerlendirme sonuglarinin degismezliginin kontroliini saglayan bir sistemdir. Bu sistem
Performans Beyani (DoP)’un glivenilirligini ve dogrulugunu korumaktadir.
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SISTEM 1+: imalatgi tarafindan yapilan ve yapi malzemesine ait olan performans beyani (DoP) asagidaki
ilkeler cercevesinde gerceklestirilir.

> imalatg;
e Fabrika tretim kontrolu (FPC),
e Yonetmelige uygun hazirlanan test planina gére alinan numunelerin ilave testleri.
» Onaylanmis Uriin Belgelendirme Kurulusu;
e Malzeme tip testi (numune alma dahil), tip hesaplamalari ve malzeme tipinin tespiti,
e Fabrika Uretim kontroliiniin ve lretim tesisinin baslangi¢ denetimi,
e Fabrika lGretim kontrolliniin strekli gézetimi, 6lcimi ve degerlendirilmesi,
e Malzemelerin piyasaya arzindan 6nce alinmis numunelerinin denetlenmesi.



SISTEM 3: imalatci tarafindan yapilan ve yapi malzemesine ait olan performans beyani (DoP) asagidaki
ilkeler gcercevesinde gercgeklestirilir.

> imalatg;
e Fabrika Gretim kontrolii (FPC),
» Onaylanmis Test Laboratuvari;
e Malzeme tip testi (imalatgl tarafindan alinmis numuneye dayanarak), tip hesaplamalari ve
malzeme tipinin tespiti.

SISTEM 4: imalatgi tarafindan yapilan ve yapi malzemesine ait olan performans beyani (DoP) asagidaki
ilkeler cercevesinde gerceklestirilir. Bu sistem dahilinde onaylanmis herhangi bir kurulusun gorevi yoktur.

> imalatg;
e Fabrika Uretim kontroli (FPC),
e Malzeme tip testi (imalatgl tarafindan alinmis numuneye dayanarak), tip hesaplamalari ve
malzeme tipinin tespiti.

Yapi malzemelerinin performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi (PDDD)’de yer
alan kuruluslar gorevleri bakimindan asagida belirtilen tanimlara gére ayrimlari yapilir;

A. Uriin belgelendirme kurulusu: Belirlenen yoénetim ve uygulama kurallarina gére (riin
belgelendirme isini ylritmek Uzere gerekli yetki ve sorumlulugu tasityan, kamu kurum ve
kuruluslarina ait olanlar da dahil olmak tizere onaylanmis kurulus.

B. Fabrika iiretim kontrolii belgelendirme kurulusu: Belirlenen yonetim ve uygulama kurallarina
gore fabrika Uretim kontroliiniin belgelendirilmesini ylrtitmek lizere gerekli yetki ve sorumlulugu
tastyan, kamu kurum ve kuruluslarina ait olanlar da dahil olmak tizere onaylanmis kurulus.

C. Test laboratuvari: Yapi malzemelerinin performanslarini veya karakteristiklerini 6lcen, muayene
eden, test eden, kalibre eden veya belirleyen bir onaylanmis laboratuvar.



CPR kapsaminda, EN 50575 uyumlu olan CE isaretli bir kablonun piyasaya arz edilmesine kadar izledigi
slirecin semasli asagida kisaca gosterilmistir.

PERFORMANSIN BELIRLENMESI URETIC : ONAYLANMIS KURULUS
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